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ESCOPO DA ACREDITACAO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRACAO

Descricao do Servigo

Parametro, Faixa e Método

Capacidade de Medicao e
Calibragao (CMC)




(Realizados nas instalagées permanentes)

MEDIDAS DE CAMPO MAGNETICO

Bobina para Geragdo de Campo Magnético AC

Bobina para Geragao de Campo Magnético DC

Medidor de Campo Magnético AC

Medidor de Campo Magnético DC

Medidor de Fluxo Magnético AC

Medidor de Fluxo Magnético DC

1 uT até 50 mT (40 Hz até 1 kHz)
> 50 mT até 3,4 T (40 Hz até 1 kHz)
>34 Taté 10 T (40 Hz até 1 kHz)

Meétodo de comparagdo indireta com
medidor padrdo e fonte de corrente padrdo
(ou resistor padrao e multimetro padrao)

1 uT até 50 mT
>50mTaté 3,4 T
>34Tate 10T

Método de comparagdo indireta com
medidor padrdo e fonte de corrente padrao
(ou resistor padrdao e multimetro padrao)

1 uT até 500 uT (40 Hz até 400 Hz)
1 uT até 500 uT (>400 Hz até 1 kHz)
> 500° uT até 20° mT (40° Hz até 600° Hz)

M¢étodo de comparacgao indireta com bobina
padrao

M¢étodo de comparagao com medidor padrao
1 uT até 50 mT

>50mT até 2,2 T

Meétodo de comparagdo com medidor padrao

M¢étodo de comparacao indireta com bobina
padrao

10 pWb até 1 GWb (10 Hz até 1 MHz)

Método de comparacdo com medidor padrao
ou fonte padrao

1 uWb até 1 GWb

Método de comparacdo com medidor padrao

Método de comparag@o com fonte de
intervalo de tempo padrao e medidor de
tensao padrao

0,18 %*
0,16 %*
0,18 %*

0,069 %*
14 uT/T*
0,069 %*

0,40 %*
0,77 %*

1,0° % %* w @  Acessivel com

e A
Ani -
{ - VLibras

0,069 %*
81 WT/T*

65 uWb/Wb até 0,36 %*

5,4 WWb/Wb até 437
LWh/Wh*




MEDIDAS DE CAPACITANCIA

Capacitor 1 pF a<1000 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,014 pF*

I nFa<10nF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,00015 nF*
10 nF a <100 nF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,0015 nF*
100 nF a < 1 uF (100 Hz e 1 kHz) 8382221825;‘5;5
1 uFa<10 puF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,00013 pF*
10 uF a< 100 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,0015 uF*
100 uF a 101 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,015 pF*
101 pF a< 1 mF (100 Hz e 1 kHz) 0,022 %*
1 mF a<110 mF (100 Hz e 1 kHz) 141 pQ/Q a 153 pQ/Q*
M¢étodo de comparagdo com medidor RLC
M¢étodo de comparagao indireta com método
DC

Década Capacitiva 1 pF a<1000 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,014 pF*
I nFa<10nF (100 Hz ¢ 1 kHz) 0,058% + 0,000 a2k :
10 nF a < 100 nF (100 Hz ¢ 1 kHz) 0,058% + 0,00 1) Qgg e i
100 nF a < 1 uF (100 Hz e 1 kHz) 8:82222 N 8:(1)%5“@:‘
1 uFa<10 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,00013 pF*
10 uF a <100 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,0015 uF*
100 uF a< 101 uF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,015 puF*
101 uF a< 1 mF (100 Hz e 1 kHz) 0,022 %*
1 mFa<110 mF (100 Hz e 1 kHz) 141 pQ/Q a 153 pQ/Q*
M¢étodo de comparagao com medidor RLC
Método de comparacao indireta com método
DC

Medidor de Capacitancia 1 pF a< 1000 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,014 pF*
I nFa<10nF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,00015 nF*
10 nF a <100 nF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,0015 nF*
100 nF a <1 uF (100 Hz e 1 kHz) 8:82222 N 8:5?5“1?;*2‘

1 uF a <10 uF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,00013 pF*



10 uF a <100 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,0015 pF*

100 pF a <101 pF (100 Hz e 1 kHz) 0,058% + 0,015 pF*
101 pF a<1 mF 0,022 %*
1 mF a <110 mF 141 pQ/Q a 153 pQ/Q*

M¢étodo de comparagao com medidor RLC

M¢étodo de comparagcao com década padrao
ou calibrador padrao

M¢étodo de comparagao indireta com método

DC
M¢étodo de comparacao direta com calibrador
padrao
MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC 10 pnA até 200 pA (10 Hz até¢ 1000 Hz) 29 uA/A*
> 0,2 mA até 2,2 A (10 Hz até¢ 1000 Hz) 29 nA/A até 52 pA/A*
>2,2Aaté 100 A (10 Hz até 1000 Hz) 0,023 %*
> 100 A até 300 A (10 Hz até¢ 1000 Hz) 0,062 %*
> ; 0/ % @ @ Acessivel com )
300 A até ’1500 A (60 Hz) 0,37 % W gg i
> 1500 A até 3000 A (60 Hz) 1,0 %* -

Método de comparagdo indireta com
transformador de corrente / ponta de corrente
e multimetro padrao.

M¢étodo de comparacao com multimetro
padrao
M¢étodo de comparacgao indireta (por queda

de tensao), com resistor / shunt padrao e
medidor de tensdo ou multimetro padrao.

Medidor de Corrente AC 10 pA até 200 pA (10 Hz até¢ 1000 Hz) 29 uA/A*
> 0,2 mA até 2,2 A (10 Hz até¢ 1000 Hz) 29 nA/A até 52 pA/A*
>2,2 Aaté 100 A (10 Hz até 1000 Hz) 0,023 %*
> 100 A até 300 A (10 Hz at¢ 1000 Hz) 0,062 %*
>1500 A até 3000 A (60 Hz) 1,0 %*
>300 A até 1500 A (60 Hz) 0,37 %*

Método de comparacao indireta (por queda
de tensdo), com resistor / Shunt padrio e



Shunt de Corrente AC

MEDIDAS DE CORRENTE DC

medidor de tensao ou multimetro padrao

Método de comparagao indireta com

transformador de corrente € multimetro

padrao.

M¢étodo de comparagao com multimetro

padrao ou fonte de corrente padrao.
10 pA até 200 pA (10 Hz até 1000 Hz)

> 0,2 mA até 2,2 A (10 Hz até 1000 Hz)

>2,2Aaté 100 A (10 Hz até 1000 Hz)

> 100 A até 300 A (10 Hz até 1000 Hz)

M¢étodo de comparacgao indireta (por queda
de tensao), com resistor / Shunt padrao e
medidor de tensdo ou multimetro padrao

M¢étodo de comparacao com fonte de
corrente padrdo e multimetro padrio

29 pA/A*
29 HA/A até 52 pA/A*
0,023 %*
0,062 %*

Fonte de Corrente DC

Medidor de Corrente DC

1 pAaté 1 nA
>1nAaté 10 nA
>10nA até 10 pA
> 10 pA até 20 mA
>20 mA até 100 A
> 100 A até 300 A
> 300 A até 2000 A

Meétodo de comparacao indireta (por queda
de tensao), com resistor / Shunt padrao e
medidor de tensao ou multimetro padrao

Método de comparacdo com multimetro

padrao

1 pAaté 1 nA
>1nAaté 10 nA
> 10 nA até 10 pA
> 10 pA até 20 mA
>20 mA até 100 A
> 100 A até 300 A

0,035 %*
16 pA/A* a8 1& VLibras
6,8 nA/A até 4,1 pA/A*

5 LA/A até 3,8 pA/A*

24 nA/A até 59 pA/A*

0,058 %*

0,23 %*

% _ Acessivel com

0,035 %*

16 pA/A*

6,8 LA/A até 4,1 pA/A*
5 pA/A até 3,8 pA/A
24 HA/A até 59 pA/A*
0,058 %*




>300 A até 2000 A 0,23 %

M¢étodo de comparacgao indireta (por queda
de tensdo), com resistor / Shunt padrdo e
medidor de tensdo ou multimetro padrao

M¢étodo de comparacao com fonte de
corrente padrdo e multimetro padrao

Shunt de Corrente DC 10 nA até 10 pA 6,8 nA/A até 4,1 pA/A*
> 10 pA até 20 mA 5 pA/A até 3,8 pA/A*
>20 mA até 100 A 24 nA/A até 59 pA/A*
> 100 A até 300 A 0,058 %*
> 300 A até 2000 A 0,23 %

M¢étodo de comparacgao indireta (por queda
de tensao), com resistor / Shunt padrao e
medidor de tensdo ou multimetro padrao

M¢étodo de comparacao com fonte de
corrente padrdo e multimetro padrio

MEDIDAS DE D‘ISTOR(;AO HARMONIC.ATOTAL o @ Acessivelcom [ o
Fonte de Distor¢ao Harmdnica Total em 0,1°A a25° A (50° Hz/60° Hz) THD: 0° % a 0.055 %* o éﬂ? VLibras 2
Corrente 300° % da 2° a 40° ordem ’ ¢ o

Método de amostragem digital

M¢étodo de comparacao com medidor de
THD padrao

Fonte de Distor¢ao Harmonica Total em Tensdo 500 mV a 500 V (50 Hz/60 Hz) THD: 0 % a
300 % da 2° a 40° ordem

M¢étodo de amostragem digital

0,054 %*

Método de comparacao com medidor de
THD padrao

Medidor de Distor¢do Harmdnica Total em 0,1°A a25° A (50° Hz/60° Hz) THD: 0° % a
Corrente 300° % da 2° a 40° ordem

Meétodo de amostragem digital

0,055 %*

Método de comparagdo com medidor de
THD padrao

Medidor de Distor¢ao Harmonica Total em 500 mV a 500 V (50 Hz/60 Hz) THD: 0 % a

0/ %
Tensao 300 % da 2° a 40° ordem 0,054 %



MEDIDAS DE ENERGIA

Método de amostragem digital

M¢étodo de comparacao com medidor de
THD padrao

Fonte de Energia

Medidor de Energia Ativa

Medidor de Energia Reativa

Energia Ativa 120 V/0,1 Aaté 30 Ae 120V
até 240 V/10 A Entre cos ¢ =1 e cos ¢ = 0,51
(60 Hz) - Monofasico e Trifasico

120 ° V até 240° V/0,1° A até 30 A Entre cos
¢=1ecose=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo direto)

120 ° V até 240° V/0,1° A até 30° A Entre cos
¢=1ecose=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo reverso)
Energia Reativa

120° V até 240° V/0,1° A a té 30° A Entre sen
¢=1esene=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo direto)
120°V até 240° V/0,1° A a 30° A Entre sen ¢
=1esen@=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo reverso)
M¢étodo de comparacao direta com medidor
de energia padrao

120° V até 240° V/0,1° A até 30° A Entre cos
¢=1ecoso=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofiasico e Trifasico (Fluxo direto)
120°V até 240° V/0,1° A até 30° A Entre cos
¢=1ecose=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo reverso)
Método de comparagdo direta com medidor
de energia padrio

120° V até 240° V/0,1° A até 30° A Entre cos
¢=1ecos=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo direto)

120° V até 240° V/0,1° A até 30° A Entre cos
¢=1ecos=0,5(ind e cap) em 60° Hz -
Monofasico e Trifasico (Fluxo reverso)

0,014 % até 0,027 %*

0,014 % até 0,017 %*

0,014° % até 0,027° %*

0,014° % até 0,027° %*

0,014° % a 0,020 R

0,014° % até 0,027° %*

0,014° % até 0,027° %*

0,014° % até 0,027° %*

0,014° % até 0,027° %*

Acessivel com

% VLibras



MEDIDAS DE INDUTANCIA

M¢étodo de comparagao direta com medidor
de energia padrao

Década Indutiva

Indutor

Medidor de Indutancia

MEDIDAS DE POTENCIAAC

100 pH até < 1000 puH (1 kHz)
1 mH até < 10 mH (1 kHz)

10 mH até < 100 mH (1 kHz)
100 mH até < 1 H (1 kHz)

1 Haté <10 H (1 kHz)
10 H (1 kHz)

M¢étodo de comparacao direta com medidor
RLC

100 puH até < 1000 uH (1 kHz)
1 mH até <10 mH (1 kHz)

10 mH até < 100 mH (1 kHz)
100 mH até <1 H (1 kHz)

1 Haté <10 H (1 kHz)
10 H (1 kHz)

M¢étodo de comparagdo direta com medidor
RLC

100 pH até <1000 uH (1 kHz)
1 mH até <10 mH (1 kHz)

10 mH até < 100 mH (1 kHz)
100 mH até <1 H (1 kHz)

1 Haté <10 H (1 kHz)

10 H (1 kHz)

Método de comparagao direta com medidor
RLC

0,058 % + 0,032 uH*
0,058 % + 0,17 wH*
0,058 % + 0,012 mH*
0,058 % + 0,016 mH*
0,058 % + 0,00023 H*
0,058 % + 0,0023 H*

0,058 % + 0,032 pH*
0,058 % + 0,17 wH*

0,058 % + 0,012 mH*
0,058 % + 0,016 mH*
0,058 % + 0000231

0,058 % + 0,00/ Cl™
1 1“8

0,058 % + 0,032 pH*
0,058 % + 0,17 uH*
0,058 % + 0,012 mH*
0,058 % + 0,016 mH*
0,058 % + 0,00023 H*
0,058 % + 0,0023 H*

Acessivel com
VLibras

Fonte de Poténcia AC

30°Va600°Ve0,02°Aa 120° A, Entre cos
¢=1ecoso=0,1(50°Hz/60°Hz) -
monofasico

30°V até 600° V e 0,02° A até 120° A sen ¢ =
1 esen ¢ =0,1 (50° Hz/60° Hz) - monofésico

0,017° % a 0,014° %*

0,022° % até 0,14°%*



M¢étodo de comparacao com medidor de
poténcia padrao

M¢étodo de comparagao com método de
amostragem digital

Gerador de Angulo 0 até 360 ° (50° Hz/60° Hz) para as
combinacoes de 30 V até 600 Ve 0,02 Aaté¢ 0,030 ° *
120 A

Método de comparagdo com medidor de
angulo de fase padrao

M¢étodo de comparacdo com método de
amostragem digital

Gerador de cos 0 até =1 (50° Hz/60° Hz) (ind. e cap.) para as FP =1 até FP =0,5: 0,0004
combinagdes de 30 V até 600 Ve 0,02 Aaté *; FP=<0,5 até FP=0:
120 A 0,0005 *

Método de comparacdo com medidor de
fator de poténcia padrao

M¢étodo de comparagdo com método de
amostragem digital

% _ Acessivel com

Medidor de cos 0 até =1 (50° Hz/60° Hz) (ind. e cap.) paraas FP =1 até FP = ‘* é$. VLibras
combinagdes de 30° V até¢ 600° Ve 0,02°A  0,0004*; FP =< 0,5 ate FP

até 120° A =0:0,0005 *
M¢étodo de comparacao com medidor de
fator de poténcia padrao

M¢étodo de comparagdo com método de
amostragem digital

Método de comparacdo com calibrador de
poténcia padrao
Medidor de Angulo de Fase 0°a 360 ° (50° Hz/60° Hz) para as
combinacgodes de 30° V até 600°V e 0,02°A 0,030 ° *
até 120° A
M¢étodo de comparacdo com medidor de
angulo de fase padrao

M¢étodo de comparacao com método de
amostragem digital

M¢étodo de comparacao com calibrador de
poténcia padrao



Medidor de Poténcia Ativa

Medidor de Poténcia Reativa

MEDIDAS DE POTENCIA DC

30V até 600 Ve 0,02 A até 120 A Entre cos

¢=1ecosp=0,1(50°Hz-60°Hz) - 0,017 % a 0,014 %*

monofasico

Método de comparacdo com medidor de
poténcia padrao

M¢étodo de comparacdo com método de
amostragem digital

Método de comparagdo com calibrador de
poténcia padrao
30°Va600°Ve0,02°Aal20°A,senp =1
e sen ¢ = 0,1 (50° Hz) - monofasico
Meétodo de comparagdo com medidor de
poténcia padrao

M¢étodo de comparacdo com método de
amostragem digital

Meétodo de comparagdo com calibrador de
poténcia padrao

Fonte de Poténcia DC

Medidor de Poténcia DC

-
0,030 mV até¢ < 0,120 mV 0,01 mA até 300 ‘% é‘g
A 0,35 %*
0,12 mV até¢ <1,20 mV 0,01 mA até 300 A 0,035 % até 0,068 %*
1,20 mV até¢ < 12,0 mV 0,01 mA até 300 A 41 pW/W até 0,058 %*
12,0 mV até <120 mV 0,01 mA até 300 A 12 uW/W até 0,058 %*
0,12 Vatée < 1,20 V 0,01 mA até 300 A 9,4 tW/W até 0,058 %*
1,20 V até¢ < 12,0 V 0,01 mA até¢ 300 A 9 uW/W até 0,058 %*
12,0 V até <120 V 0,01 mA até 300 A 11 pW/W até 0,058 %*
120 V até <1100 V 0,01 mA até 300 A 11 pW/W até 0,058 %*

Meétodo de comparacao com medidor de
tensao e corrente DC padrao

Método de comparagdo indireta com
medidor de tensdo padrao e medidor de
corrente padrao

0,030 mV até < 0,120 mV 0,01 mA até 300

A 0,35 %*

0,017° % 0,014° %*

0,12 mV até < 1,20 mV 0,01 mA até¢ 300 A 0,035 % até 0,068 %*

Acessivel com

VLibras



MEDIDAS DE RESISTENCIA EM CORRENTE ALTERNADA

1,20 mV até < 12,0 mV 0,01 mA ate 300 A
12,0 mV até < 120 mV 0,01 mA até 300 A
0,12 Vaté¢ <1,20 V 0,01 mA até 300 A
1,20 V ate¢ < 12,0 V 0,01 mA até 300 A
12,0 V até <120 V 0,01 mA até 300 A
120 V até <1100 V 0,01 mA até 300 A

Método de comparagao indireta com
medidor de tensdo padrao e medidor de
corrente padrao

M¢étodo de comparacao com fonte de tensao
padrao e fonte de corrente padrao

41 pW/W até 0,058 %*
12 uW/W até 0,058 %*

9,4 WW/W até 0,058 %*

9 WW/W até 0,058 %*
11 uW/W até 0,058 %*
11 pW/W até 0,058 %*

Acessivel com

VLibras

Década Resistiva, em Corrente Alternada 10 Q até < 100 kQ (1 kHz) 0,058 %*
M¢étodo de comparagao com resistor padrao
AC
M¢étodo de comparacao direta com medidor
RLC padrao o
Medidor de Resisténcia, em Corrente Alternada 10 Q a <100 Q (60 Hz e 1 kHz) 34 nQ/Q* '% eg-
100 Q a <1000 Q (60 Hz e 1 kHz) 7,9 nQ/Q*
1 kQa<10kQ (60 Hze 1 kHz) 4,7 nQ/Q*
10 kQ a <100 kQ (60 Hz e 1 kHz) 8,7 pQ/Q*
100 kQ (60 Hz e 1 kHz) 0,058 %*
M¢étodo de comparacdo com resistor padrdo
M¢étodo de comparacdo com medidor RLC
padrao
Resistor Padrao, em Corrente Alternada 10 Qa<100kQ (1 kHz) 0,058 %*
M¢étodo de comparagao com resistor padrao
AC
M¢étodo de comparacao com medidor RLC
padrao
MEDIDAS DE RESISTENCIA EM CORRENTE CONTINUA
Década Resistiva, em Corrente Continua 10 Q2 a <100 pQ 134 pQ/Q*
100 pQ a<1mQ 64 nQ/Q*



1 mQ a <10 mQ 59 pQ/Q*

10mQa<2Q 2,5 pQ/Q + 0,0046 mQ*
20a<20Q 1 pQY/Q + 0,016 mQ*
20 Q a <200 Q 0,48 LQY/Q + 0,035 mQ*
200 Q a <2 kQ 0,88 pQ/Q + 0,35 mQ*
2 kQ a <20 kQ 0,84 LQY/Q + 3,5 mQ*
20 kQ a <200 kQ 1,3 pQ/Q + 0,035 Q*
200 kQ a <2 MQ 2,5 uUQ + 1,2 Q*

2 MQ a<20GQ 7 nYQ a 10 pQ/Q*
20GQalTQ 0,035 %*

Me¢étodo potenciométrico (divisor de tensdo)

M¢étodo de comparacdo indireta com resistor
e multimetro padrao

Método de comparacdo com multimetro
padrao

Método potenciométrico

@ ¥ _ Acessivelcom

M¢étodo de comparagao com multimetro

padriio 1", 1& VLibras
Medidor de Resisténcia, em Corrente Continua 12 pQ até < 100 pQ 0,36 %*

100 pQ até <1 mQ 13 pQ/Q*

I mQ até < 10 mQ 5 nQ/Q*

10 mQ até < 0,1 Q 11 pQ/Q*

0, Qate<1Q 0,87 nQ/Q*

1Qaté<10Q 0,44 pQ/Q*

10 Q até <100 Q 0,43 pQ/Q*

100 Q até < 1 kQ 0,85 nQ/Q*

1 kQ até <10 kQ 0,80 pnQ/Q*

10 kQ até < 100 kQ 1,3 pQ/Q*

100 kQ até <1 MQ 2,4 nQ/Q*

1 MQ até < 10 MQ 12 nQ/Q*

10 MQ até 100 MQ 15 pQ/Q*

<0,1 GQ até¢ <20 GQ 9 uQ/Q a 10 nQ/Q*

20 GQ ate 1 TQ 0,035 %*



M¢étodo de comparagao com resistor padrao

M¢étodo de comparacao com década padrao
ou multimetro padrao ou calibrador

M¢étodo de comparacao com medidor de
resisténcia ou década padrdao ou multimetro

padrao
Resistor Padrao, em Corrente Continua 10 nQ 134 uQ/Q*
100 pQ e 1 mQ 64 nQ/Q*
10 mQ 59 nQ/O*
100 mQ 11 nQ/Q*
1Q 0,87 nQ/Q*
10 Q 0,44 nQ/Q*
100 Q 0,43 pnQ/Q*
1 kQ 0,85 pnQ/Q*
10 kQ 0,81 nQ/Q*
100 kQ 1,3 nQ/Q*
1 MQ 2,4 nQ/Q* o 96 Acessivel com
10 MQ 12 pQ/Q* [ 1 tgp VLibras
100 MQ 15 pQ/Q*
1 GQ 9 nQ/Q*

Método potenciométrico (divisor de tensao)
Método de comparagao com resistor padrao
M¢étodo de comparagao com multimetro

padrao

MEDIDAS DE TENSAO AC

Fonte de Tensao AC 2mV até 1 V(0,1 Hz até 10 Hz) 17 uV/V + 0,6 pV*
>1Vaté 10 V(0,1 Hz até¢ 10 Hz) 22 uV/V+0,3 uV*
> 10V até 100 V (0,1 Hz até 10 Hz) 28 uV/V +0,03 mV*
> 100 V até 500 V (0,1 Hz até 10 Hz) 28 uV/vV+0,1 mV*
2 mV até 700 mV (> 10 Hz até 40 Hz) 0,25% até 91 pvV/v*

> 700 mV até 200 V (> 10 Hz até 40 Hz) 77 uV/V até 0,023%*
2 mV até 100 mV (> 40 Hz até 50 kHz) 0,19% até 62 uV/V*
>100 mV até 1 V (> 40 Hz até 50 kHz) 0,012% até 23 puV/V*



Medidor de Tensdao AC

MEDIDAS DE TENSAO DC

>1Vaté¢ 30 V (> 40 Hz até¢ 50 kHz)

>30V até¢ 1000 V (> 40 Hz até¢ 100 kHz)
2mV até 100 mV (> 50 kHz até¢ 1 MHz)

> 100 mV até 1000 V (> 50 kHz até 1 MHz)
> 1000 V até 1100 V (> 40 Hz até 100 kHz)

1100 V até 100 kV (60 Hz)
Meétodo de amostragem digital

Método de comparagao direta com medidor

de tensdo ou multimetro padrao ou
transferéncia AC/DC.

Método de comparagdo com divisor ou ponta

de alta tensdo e multimetro padrao
2mV até¢ 1V (0,1 Hz até 10 Hz)
>1Vaté 10V (0,1 Hz até 10 Hz)

> 10V até 33 V (0,1 Hz até 10 Hz)
2mV até¢ 700 mV (> 10 Hz até 40 Hz)

> 700 mV até 200 V (> 10 Hz até 40 Hz)
2mV até¢ 100 mV (> 40 Hz até 50 kHz)

>100 mV até 1 V (> 40 Hz até 50 kHz)
>1V até 30 V (> 40 Hz até 50 kHz)

>30 V até¢ 1000 V (> 40 Hz até 50 kHz)

2 mV até 100 mV (> 50 kHz até 1 MHz)
>100 mV até 1000 V (> 50 kHz até 1 MHz)
>1000 V até 1100 V (40 Hz até 100 kHz)

1100 V até 100 kV (60 Hz)
M¢étodo de amostragem digital

M¢étodo de comparacao com medidor de
tensdao ou multimetro padrao ou fonte padrao

M¢étodo de comparacao com divisor ou ponta

de alta tensao e multimetro padrao

19 uV/V até 65 pV/v*
28 uV/V até 86 uV/v*
0,58% até 0,012%*

39 uV/V até 0,070%*
0,019%*

0,12%*

17 uwV/V + 0,6 uV*

22 WV/IV + 0,3 pV*

28 uV/V+0,03 mV*

0,25% até 91 pV/V*

77 uV/V até 0,0 ” 96 Acessivel com
0,19 % até 62 P CIIE hkuskas
0,012 % até 23 uV/v*

19 uV/V até 65 pVv/v*

28 uV/V até 86 uV/V*

0,58 % até 0,012 %*

39 uV/V até 0,070 %*

0,019%%*

0,12%*

Fonte de Tensdo DC

30uvValoVv

0,18 uV/V + 0,044 uv*a
0,18 uV/V + 0,075 uV*




> 10V ate 1100 V 1,2 uV/V + 0,67 uV*
> 1,1 kV até 10 kV 0,016%*
>10kV até 100 kV 0,013%%*

M¢étodo de comparacdo com medidor de
tensdo ou multimetro padrao

M¢étodo de comparacdo com pilha padrao,
potencidometro ou divisor de referéncia e
multimetro padrao.

M¢étodo de comparagdo com divisor ou ponta
de alta tensdao e multimetro padrao
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Medidor de Tensdao DC 30 1Valov 8:}§ ﬁz% N 8:8471;1 t://*a
>10V até 1100 V 1,2 uV/V + 0,67 uv*
> 1,1 kV até 10 kV 0,016%*
> 10 kV até 100 kV 0,013%*

Método de comparacao com medidor de
tensdao ou multimetro padrao

. ~ . ~ . &  Acessivel com
MetodgAde comparagdo com pllhaApa‘drao, W @zgﬂ YL ibras
potencidmetro ou divisor de referéncia e :
multimetro padrao.

M¢étodo de comparagao com divisor ou ponta
de alta tensao e multimetro padrao

Pilha Padrio 1,0 Vaté 1,019V 1,2 pV/V + 0,12 pV*
10V 0,18 WV/V + 0,12 pV*

Método de comparagdo diferencial com pilha
padrdo e multimetro padrao

Observacoes:

1. A capacidade de medicao e calibracdo (CMC) refere-se 4 menor incerteza que o Laboratorio € capaz de obter, com uma probabilidade de abrangéncia
ou nivel da confianga de aproximadamente 95%. Caso o laboratdrio utilize mais de um método para realizar uma determinada calibragdo ou
medicao, a CMC se referira ao método pelo qual o laboratorio obtém a menor incerteza de medicao. (Ver NIT-Dicla-021)

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo inclui todas as contribuigdes oriundas do instrumento ou padrao calibrado ou do dispositivo medido.



3. O Laboratério podera declarar em seus certificados de calibragdo, incertezas de medi¢ao maiores que a sua CMC, devido as contribuigdes relativas
as propriedades ou caracteristicas do padrdo ou instrumento de medicao calibrado.
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